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El uso de técnicas de caracterizacion no destructivas o minimamente invasivas en la
evaluacion del patrimonio cultural es fundamental para obtener informacion sobre la
composicion de los objetos preservando su integridad. Entre ellas, la difraccion de rayos X
(DRX) permite determinar los compuestos cristalinos presentes en los objetos, empleando
diversas configuraciones experimentales. La eleccion de la configuracion mas adecuada
dependera de las particularidades del objeto, como su forma, tamafio y la viabilidad de su
traslado al laboratorio, asi como la posibilidad de obtener micromuestras a partir de los
mismos [1,2].

En este trabajo se presenta la evaluacion de pigmentos y piezas arqueoldgicas en tres
configuraciones: DRX de pieza entera con geometria Bragg-Brentano, DRX de pieza entera
con incidencia rasante, y micro-DRX de polvos. Se analizaron pigmentos superpuestos en
fragmentos ceramicos de estilos San José y Santa Maria del valle de Yocavil, Catamarca,
Argentina. Las dos primeras configuraciones se utilizaron para medir fragmentos con un
equipo PANalytical, modelo Empyrean, en geometria BraggBrentano o con incidencia fija a
1°,de 5 a 60 en °26. La micro-DRX de polvos se realizé con un equipo XEUSS 2.0 (XENOCS)
con micro-fuente de Cu, acoplado a dos detectores bidimensionales sincrénicos Pilatus
(Dectris), en geometria de haz paralelo con baja divergencia. Se registraron patrones de 5 a
45 en °206, por transmisién, de ca. 5-10 mg de pigmentos raspado de la superficie de los
fragmentos con un bisturi.

Se concluye que las tres configuraciones presentan aspectos positivos que deben ser
considerados al momento de elegir la mas adecuada segun las caracteristicas de cada
muestra. La aplicacion de la técnica in situ es posible en muestras que puedan transportarse
al laboratorio y posean formas y tamafios adecuados para su medicién. La configuracion en
geometria Bragg-Brentano informa las fases cristalinas presentes en las capas de pigmentos
superficiales y en la pasta ceramica de manera conjunta, lo cual complejiza su interpretacion.
La incidencia fija a bajo angulo es util para evaluar capas de aplicaciones pigmentarias
superficiales, pero las superficies irregulares o curvadas dificultan las mediciones. La micro-
DRX, si bien es una técnica microdestructiva, es util para el estudio de piezas que no pueden
trasladarse al laboratorio. Ademas, pueden evaluarse capas superficiales y pequefas
secciones de las piezas de manera independiente, simplificando la interpretaciéon de los
resultados.
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